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1. IVADAS

1.1. Si metodika skirta lanks&iosioms ilgio matavimo priemonéms (ruletéms ir matavimo
juostoms) ir numato metodus bei priemones, naudojamas vykdant ju pirmine ir perioding patikra.
Lanks¢iosioms ilgio matavimo priemonéms (toliau - LIMP), pazymétoms CE Zenklu bei papildomu
metrologiniu Zenklu M, §i metodika taikoma vykdant ju perioding patikra bei pirming patikra po
remonto.

1.2. Metodika taikoma:
= ruletéms;
* metalinéms matavimo juostoms (su vyniojimo mechanizmu ir be jo);
* metalinéms matavimo juostoms su svareliu;
» matininky matavimo juostoms (skirtoms matuoti ilgius didesnius uz ju vardinj ilgi
taikant daugkartini matavimo btida);
= mavo ir didelio ilgio nemetalinéms matavimo juostoms;
= Dir S specialiyju klasiy matavimo juostoms.
Ruletés gali bati su skaitmeniniu rodmeny jtaisu arba be jo.

1.3. LIMP technineés charakteristikos nurodytos 1 lenteléje.

1 lentele
LIMP pavadinimas Vardinis ilgis (m) Tikslumo [tempimas
: klase (N)
Ruleté 0,5-15 I 1T -
Metaliné 5-200 L 1II >50
Metaliné su svareliu 5-50 LI 9,8-m*
. Matininky 5,10, 20, 50, 100, 200 | I, II >50
Jl\sz:mo Mazo ilgio nemotaline | 0,5 - 5 [0, T 10-20
Didelio ilgio nemetaliné | 5 - 100 I I, III 10-20
Gylio matavimo >30 Specialioji D | 9,8-m=*
Talpykly matavimo >30 Specialioji S | >50

* m - svarelio masé (kg).

1.4. LIMP privalo turéti identifikavimo numeri. Jei LIMP neturi identifikavimo numerio, jis
turi buti suteiktas patikros metu.

Ant LIMP turi bati nurodyta tikslumo klasé. Ant matavimo juostos turi biiti nurodyta
itempimo jéga arba svarelio masé.

Ant gylio matavimo juostos (specialioji D klasé) ir ant talpykly matavimo juostos (specialioji
S klasé) turi biiti ,,CE“ Zenklas ir papildomas metrologinis Zenklas “M™. o

1.5. Si metodika pakeicia patikros metodikas BPM 8871101-20:2000 ,,Metalinés ruletes™ ir
PM 2022939-49:98 , Nemetalinés matavimo ruletés®.

1.6. Metodika sudaryta atsizvelgiant i dokumentus:
* OIML R 35-1 : 2007 Bendrojo naudojimo ilgio matai- 1 dalis: metrologiniai ir
techniniai reikalavimai (Material Measures Of Length For General Use - Part 1:
Metrological And Technical Requirements );
» Matavimo priemoniy techniniu reglamentu, patvirtintu Valstybinés metrologijos
tarnybos direktoriaus 2006m. kovo 30 d. isakymu Nr. V-31 ,Dél matavimo priemoniy
techninio reglamento patvirtinimo® (Zin., 2006, Nr. 40-1451).
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2. KONTROLIUOJAMI METROLOGINIAI PARAMETRAI IR JU
NORMOS

2.1. Patikros metu kontroliuojami metrologiniai parametrai nurodyti 2 lenteléje. '

2 lentele
Parametro pavadinimas Verté LeidZiamas parametro nuokrypis
Matavimo ribos 0-L, -
Padalos paklaida . +e
Skalés paklaida - A, =+(a+b-L+c)*

* ¢#0 tuo atveju, jei matuojamojo ilgio pradZia ir/arba pabaiga sutampa su LIMP pradzia
arba pabaiga; L, - LIMP vardinis ilgis; A, - leidZziamoji LIMP skalés paklaida (mm); L —
matuojamas ilgis, iSreik$tas metrais ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skailiaus; a, b, ¢, e
dydziy vertés nurodytos 3 lenteléje.

3 lentele
Tikslumo e (mm)
klasé a (mm) b ¢ (mm) i<l Ilmm<i<l i>1cm
| mm ' cm
I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
I 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 a+b-L
g 0,6 0,4 0,3 0,3 . 0,6
0,75-(n—1
Spec. D L3 075 (a—1) 0 - - -
L
L5-(n—-1
Spec. S 1,5 L5:(n=1) 0 - - -
E
i — padalos verte.
= B’L_O - suapvalintas iki artimiausio didesnio sveiko skaiciaus.
3. PATIKROS VEIKSMAI
3.1. Veiksmai, atliekami patikros metu, nurodyti 4 lenteléje.
A 4 lentele
Metodikos Pirminé Periodiné
Veiksmo pavadinimas punkto patikra patikra
: numeris
Regimoji kontrolé 8.1 Taip Taip
Etaloninio mato ir liniuotés paruo§imas patikrai 8.2 Taip Taip
Padalos paklaidos jvertinimas 8.3 Taip Ne
Matavimo riby ir skalés paklaidos jvertinimas 8.4 Taip Taip
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4.1. Etaloninés matavimo priemonés, naudojamos patikros procese, nurodytos 5 lenteléje.

5 lentelé
Matavimo priemonés
. . ; e Rekomen-
Matavimo priemones charakteristikos .
= : duojamas Pastabos
pavadinimas Matavimo . .
. Paklaida tipas
11bos
Etalon1ne matavimo 0..Lg < Ay PC -
Juosta, 3 Naudojami jvertinant
inis briksnini LIMP skalés paklaid
Etaloninis brikSninis (0....1000) mm < Ay v p a
matas 3
Etaloninis brikSninis | 1000) mm <£ IV | Naudojami jvertinant
matas . : 3 i
2 padalos paklaida
Mikroskopas (0...6) mm +0,02mm MIIb-2

L, — tikrinamosios LIMP vardinis ilgis; Lz — etaloninés matavimo juostos vardinis ilgis;
A, - tikrinamosios LIMP skalés leidZiamoji paklaida; e — tikrinamosios LIMP padalos leidZiamoji

paklaida.
PASTABOS:

1. Etaloninés matavimo priemonés turi buti kalibruotos. Etaloniniy matavimo priemoniy
paklaidos, paskaiciuotos, remiantis jy kalibravimo rezultatais, neturi virSyti 5 lenteléje nurodyty

reiksmiy.

2. Gali biti naudojamos kitos etaloninés matavimo priemoneés, jei jy charakteristikos tenkina
5 lenteléje nurodytus reikalavimus.

4.2. Pagalbinés priemonés, naudojamos patikros procese, nurodytos 6 lenteléje.

6 lentele
Pacalbinés priemonés Pagalbinés priemonés Rekomen-
g ava digimas charakteristikos duojamas Pastabos
P Pavadinimas Verte tipas
o : Skaliy Zymiy
Lgpa LA Didinimas 10 karty JI-4 nesutapimo
stiklas) o
pvertinimui
Matavimo ribos (-30 = 50)°C;
- (10 +100) % Aplinkos salygu
PSS Paklaida +£0,2°C; M-34 | kontrolei
+4 %
Etaloninés
Svarstis Masé (1,0£0,1)* kg - matavimo juostos
' itempimui
s s e m . Tikrinamosios
Svarstis (jei reikia) Mase F/9,8+% kg - LIMP jtempimui

% - gali buti naudojamas kitos mases

kalibravimo salygas.

% - ' — jtempimo jéga (N), nurodyta ant tikrinamosios LIMP.

svarstis, atitinkantis etaloninés matavimo juostos




BPM 8871101-20:2010
Lapas 51811

PASTABOS:

1. Gali bati naudojamos kity tipy pagalbinés matavimo priemonés, jei jy charakteristikos
tenkina 6 lenteléje nurodytus reikalavimus.

2. Psichrometras turi biiti kalibruotas arba jam turi biiti atlikta patikra.

5. LEIDZIAMI ISORINIAI POVEIKIAT

5.1. Patikra vykdoma esant Sioms salygoms:
* aplinkos temperatiira (20+5) °C;
= santykinis oro drégnumas (60 +20) %.

6. DARBU SAUGOS REIKALAVIMAI

6.1. Vykdant patlqu biitina laikytis darby saugos reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos
Darbuotojy saugos ir.sveikatos jstatymo (Zin., 2003, Nr. 70-3170) aktualioje redakcijoje.

7. PASIRUOSIMAS PATIKRAI

7.1. Prie§ patikra biitina: :
" susipazinti su etaloniniy ir pagalbiniy matavimo priemoniy eksploatacine
dokumentacija bei $ia metodika;
= jsitikinti, kad etaloniniy matavimo priemoniy charaktenstlkos atitinka juy kalibravimo

duomenis;
» jsitikinti, kad aphnkos salygos atitinka 5.1 punkte nurodytas aplinkos salygas.

8. PATIKROS ATLIKIMO TVARKA

8.1. Regimoji kontrolé

8.1.1. Ant LIMP turi biiti nurodytas jos identifikavimo numeris, tikslumo klasé bei ilgio
matavimo vienetai. Ant LIMP (iSskyrus ruletes) turi biiti nurodyta jtempimo verté arba svarelio
mase.

8.1.2. LIMP darbinés juostos pavirsius turi biti §varus, be korozijos, jdubimy, sulenkimo
pozymiy, jtrukimy, ikirtimy ir giliy jbréZimuy.

8.1.3. LIMP darbinés juostos 1511g1n1a1 pavirSiai turi biiti glotnts, be aStriy dantyty briauny
bei uZuovarty.

8.1.4. Skales Zymeés ir skaitmenys turi biti aiSkiai matomi, nenusitryne.

8.1.5. Ruletés juostos vyniojimo ir fiksavimo mechanizmai turi veikti patikimai, be
uZzstrigimy. Ruletés juostos vyniojimo mechanizmas turi leisti i§traukti juosta visu vardiniu ilgiu
ir suvynioti jg pilnai.

8.1.6. Jei LIMP netenkina 8.1.1- 8.1.5 punkty reikalavimuy, ji brokuojama.
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8.2. Btaloninio mato ir LIMP paruosSimas patikrai

8.2.1. Vykdant LIMP pirming patikra pasirinkite etaloninq‘matavimo priemong (etalonini
briksninj mata arba mikroskopa) toki, kad buty tenkinama salyga

(D

e

Ay < 3

Cia e - tikrinamosios LIMP padalos leidZiamoji paklaida;
A, - etaloninés matavimo priemonés paklaida, atitinkanti tikrinamosios LIMP padalos

verte.

8.2.2. Pasirinkite etaloninj matg (etaloning matavimo juosta arba etalonini brik$ninj mata)
toki, kad bty tenkinama salyga:

A, s%, @

Ga A, - tikrinamosios LIMP skalés leidZiamoji paklaida atitinkamam kontroliniam
intervalui;
A, - etaloninio mato paklaida atitinkamam kontroliniam intervalui.

8.2.3. Nuvalykite etalonini matg ir tikrinamaja LIMP medvilniniu audiniu, suvilgytu
benzinu. ‘

PASTABA:
Valymo darbus atlikite tr aukos spintoje arba pataIpOJe kurw]e jrengta ventiliacija.

8.2.4. Jei patikrai naudojama etaloniné matavimo juosta, ja iStieskite ir pritvirtinkite ant
horizontalaus stalo. Etalonine matavimo juosta jtempkite panaudodami 1 kg masés (arba
etaloninés matavimo juostos kalibravimo salygas atitinkan¢ios masés) svarstj. [temptg matavimo
juosta i8laikykite ne maziau kaip 1h.

8.2.5. Klaikykite tikrinamaja LIMP darbo vietoje ne trumpiau, kaip 1 valanda.

8.3. Padalos paklaidos ivertinimas (tik pirminei patikrai)

8.3.1. Jei LIMP yra kelios skalés, p'adalos paklaida turi biti jvertinta atskirai kiekvienai
skalei.

PASTABOS:
1. Jei LIMP skalés atskiros zonos suzymétos smulkesnemis padalomis, tokios zonos neturi buti

interpretuojamos kaip atskiros skalés.
2. Taikoma LIMP skalés padaloms su maziausia vardine verte, kuri yra pastow per visq
vardinj LIMP ilgj. Netaikoma skalés padaloms, kuriomis suZymétos tik atskiros skalés zonos.
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8.3.2. Kiekvienos skalés padalos paklaida ivertinama keturioms pasirinktoms padaloms.
Tikrinamosios padalos pasirenkamos atsitiktiniu biidu arba ten, kur gali buti virSyta
leidziamosios paklaidos norma (vizualiai jvertinus). Neturi biiti pasirinkta:

* pirmoji ir/arba paskutiné padala, jei LIMP nulio ir/arba Ly Zymé sutampa su LIMP

krastu;

» pirmoji po kilpos ir/arba paskutiné prie§ kilpa padala, jei kilpa sudaro dah LIMP

vardinio ilgio;

» padala ant svarelio.

Padalos paklaida jvertinama naudojant etaloninj briksnini mata (pagal 8.3.2.1 punkta) arba
naudojant mikroskopa (pagal 8.3.2.2 punkta). Tikrinamosios LIMP (iSskyrus ruletes) itempimo
jéga turi atitikti {tempimo jéga, nurodyta ant LIMP. -

8.3.2.1 Naudodami etalonini brik3nini mata kiekvienos pasirinktos padalos paklaida

jvertinkite tokia tvarka:
» sutapdinkite tikrinamosios LIMP pasirinktos padalos vieng Zymg su etaloninio

mato atitinkamos padalos Zyme;
= atskaitykite tikrinamosios LIMP pasirinktos padalos kitos Zymés ir etaloninio

mato atitinkamo intervalo Zymés nesutapima 7;.

PASTABA:
Atlikdami 8.3.2.1 punkto veiksmus, jei reikalinga, naudokite didinimo lupq.
8.3.2.2. Naudodami mikroskopa kiekvienos pasirinktos padalos‘ paklaida ijvertinkite

tokia tvarka:
= patalpinkite tikrinamajg LIMP po mikroskopu taip, kad pasirinktoji padala biity

mikroskopo apZvalgos lauke ir pasirinktos padalos viena Zymeé sutapty su mikroskopo

skalés Zyme;
= pagal mikroskopo skale {vertinkite atstuma tarp pasirinktos padalos z Zymiy;

» apskaiiuokite padalos nuokrypi 77:
N=i—iy; 3)

Cia  i- padalos vardiné verté;

i,, - i¥§matuotas padalos atstumas (mikroskopo rodmuo)

8.3.3. Padalos paklaida atitinka nustatytus reikalavimus, jei visy skaliy visoms
pasirinktoms padaloms tenkinama salyga (4).

n<e; “4)

Cla e - LIMP tikslumo klase ir padalos verte atitinkanti leidZiamoji padalos paklaida,
nurodyta 3 lenteléje.

8.3.4. Jei bent vienai pasirinktai padalai’netenkinama salyga (4), LIMP brokuojama.
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8.4. LIMP matavimo riby ir skalés paklaidos ivertinimas

8.4.1. [vertinant skalés paklaida tikrinamoji LIMP (i8skyrus ruletes) turi biti jtempta tokia

jéga, kuri yra nurodyta ant LIMP.
Tei LIMP yra kelios skalés, paklaida turi biiti {vertinta atskirai kiekvienai skalei.

PASTABA:
Jei LIMP skalés atskiros zonos suZymétos smulkesnémis padalomis, tokios zonos neturi buti

interpretuojamos kaip atskiros skalés.

8.42. LIMP skalés paklaida jvertinama palyginétnt tikrinamosios LIMP kontrolinius
intervalus su atitinkamais etaloninio mato intervalais. Kontrolinius intervalus sudaro atstumai

tarp tikrinamosios LIMP pradinio kontrolinio tasko K, ir kontroliniy tasku K, (L, ; = K;) bel
atstumai tarp gretimy kontroliniy ta¥ky (L_,,, = Ky — K;)-
Pradinis kontrolinis taskas K, =0 - nulio Zymé (skaiCiumi ,,0 pazymeéta LIMP Zyme).
Kontroliniai taskai K, — padaly Zymes, pazymétos skaiéiais, kurie atitinka seka:
pirminei  patikrai: K, ~0,2-L,; K, ~04-L,; K, ~06-L,; K,~08Ly;
K,=L,;
= periodinei patikrai: K, ~0,2-L,; K, #0,6-L,; Ky = L.

PASTABOS:
1. Gali bati parinkti kontroliniai taskai K, su kitomis sekos vertémis, jei yra vizualiai

matomos skalés netiesiskumo zonos. Tokiu atveju vienas is gretimy kontroliniy tasky turi biti
arti skalés netiesiskumo zonos ribos, kitas - arti netiesiSkumo zonos vidurio.

2. Kontroliniy tasky skaicius gali biiti padidintas taip, kad atstumai tarp gretimy kontroliniy
tasty bity lygiis arba artimi (bet ne trumpesni) etaloninio mato vardiniam ilgiui.

8.4.3. LIMP skalés paklaida gali biti jvertinta:
=pagal 8.4.3.1 punkta, jei tikrinamosios LIMP vardinis ilgis (L, ) yra maZesnis arba
lygus etaloninio mato vardiniam ilgiui (L ); o
= pagal 8.4.3.2 punkta, jei L, > L, ir kontroliniai intervalai L, ,,, yra ilgesni uz Ly ;
»pagal 8.4.3.3 punkta, jei L, >L, ir Ly yra ne trumpesnis kaip 1 kontrolinis

intervalas L, ;-

8.4.3.1. LIMP skalés paklaidos {vertinimas, jei L, < L:

= Sutapdinkite tikrinamosios LIMP nulio Zyme su etaloninio mato nulio Zyme.
= Atskaitykite etaloninio mato bei tikrinamosios LIMP skaliy Zymiy nesutapimus

&, visuose kontroliniuose taskuose (K,K;,K;...... ). & - prilmama teigiama, jei

tikrinamosios LIMP kontrolinio tasko Zymé yra deinéje puséje nuo atitinkamos
etaloninio mato Zymés (tikrinamojoje LIMP kontrolinis intervalas yra didesnis uZ

atitinkama_etalonini intervala). £ - priimama neigiama, jei tikrinamosios LIMP
kontrolinio tasko Zymé yra kairéje puséje nuo atitinkamos etaloninio mato Zymés.
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= Kickvienam kontroliniam intervalui L,_; apskai¢iuokite nuokrypi A, _;:

Ag; z(é:i_AEi):(é:i+Evi—Eki) ) (5)

&ia AE, - etaloninio mato pataisa (sistemingoji paklaida su prieSingu zenklu) atitinkamam
kontroliniam taskui (i§ etaloninio mato kalibravimo liudijimo);
Ek, ir Ev, - kontrolinio intervalo kalibruotoji ir vardiné vertes.

= Kiekvienam kontroliniam intervalui L.,y apskai¢iuokite nuokrypi A, -

Ai—(i+1) = Ao—(i+1) —Aq - (6)

8.4.3.2. LIMP skalés paklaidos ivertinimas, jei L, > L ir kontroliniai intervalai L .y,
yrailgesniuz L.

8.43.2.1. LIMP skalé¢ padalinama { m sektoriy. Pirmojo sektoriaus pradinis
kontrolinis tagkas yra LIMP skalés nuliné Zymé. Kiekvieno sekancio sektoriaus pradinis
kontrolinis tatkas yra ankstesniojo sektoriaus galinis kontrolinis taskas. Paskutinio
sektoriaus galinis kontrolinis taskas yra LIMP skalés vardinio ilgio Zyme. Kiekvieno
sektoriaus (i8skyrus paskutini sektoriy) ilgis turi tenkinti salygas:

L' =k L 5 (7)
i 3 (®)

¢ia L' - n-tojo sektoriaus ilgis;
n — sektoriaus numeris (n=12...m~-1);
k — kontroliniy intervaly L, ,;, skaicius sektoriuje (k - sveikas skai¢ius ir £ >2).
Paskutinj (m-taji) sektoriy gali sudaryti vienas kontrolinis intervalas, kurio ilgis
gali biiti maZesnis nei kity kontroliniy intervaly ilgiai (bet ne didesnis).
= Sutapdinkite etaloninio mato nulio Zymeg su tikrinamosios LIMP skalés
7yme, atitinkangia n-tojo sektoriaus pradinj kontrolini taska.
= Atskaitykite etaloninio mato bei tikrinamosios LIMP skaliy Zymiy
nesutapimus & visuose n-tojo sektoriaus kontroliniuose taskuose ¢ (=1,
2,....%). £ - priimama teigiama, jei tikrinamosios LIMP kontrolinio tasko Zyme
yra de¥inéje puséje nuo atitinkamos etaloninio mato Zymes (tikrinamojoje LIMP
kontrolinis intervalas yra didesnis uZ atitinkama etalonini intervala). &'
priimama neigiama, jei tikrinamosios LIMP kontrolinio tasko Zymé yra kair¢je
puséje nuo atitinkamos etaloninio mato Zymes. '
= Kickvienam n-tojo sektoriaus kontroliniam intervalui Z,, ,, (nuo sektoriaus

pradinio tasko iki sektoriaus z-tojo kontrolinio taSko) apskai¢iuokite nuokrypi
A .

np—nt *

Anp—nt = (é:t” '—AEt): (é:tn +Evt - Ekt) 5 9)
&a AE, - etaloninio mato pataisa (sistemingoji paklaida su prieSingu zenklu) atitinkamam
kontroliniam tagkui (i§ etaloninio mato kalibravimo liudijimo);
Ek, ir Ev, - kontrolinio intervalo kalibruotoji ir vardine vertes.
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8.4.3.2.3. Pagal formule (10) apskaiGiuokite LIMP skalés nuokrypius

kontroliniams intervalams L, ,, (nuo LIMP skalés nulinio tasko iki n-tojo

sektoriaus pradinio tasko).

n=imn

By, o = ZAO—(M—l)k ; (10)
n=1
&ia A, -kontrolinio intervalo L, ,, nuokrypis;
Ao ntyr - kontrolinio intervalo Ly n-syi nuokrypis (Lo, - kontrolinis intervalas nuo

LIMP skalés nulinio tasko iki (7 —1)-tojo sektoriaus galinio kontrolinio tasko k).

Pagal formule (11) apskaitiuokite LIMP skalés nuokrypius kontroliniams
intervalams L, , (nuo LIMP skalés nulinio tasko iki i-tojo kontrolinio tasko).

Ay, =0, +A : (1)

0-np np—nt 2

¢ia A, , - kontrolinio intervalo Lo;i nuokrypis (kur i=(n-1)-k+t , n=1, 2,.m ,

t=1;2.4)
Pagal formule (6) kiekvienam kontroliniam intervalui L, ., (intervalui tarp

gretimy kontroliniy tasky) apskai¢iuokite nuokrypi A, .y -

8.4.3.3. LIMP skalés paklaidos jvertinimas, jei L, > L, ir L, yra ne trumpesnis kaip 1
kontrolinis intervalas Z, .,
Kiekvienam kontroliniam intervalui tarp gretimy kontroliniy tasky (Z, ) atlikite

veiksmus tokia tvarka:
» Sutapdinkite etaloninio mato nulio Zyme su tikrinamosios LIMP skalés Zyme,

atitinkanéia kontrolinj taska (K,,K,K,,K;........ ).

= Atskaitykite etaloninio mato skalés Zymés, atitinkanlios L, ., ilgi, bei
tikrinamosios LIMP skalés Zymés, atitinkan¢ios sekantj (i+1)kontrolini taSka
P o— ), nesutapima &,,,. &,,, - prilmama teigiama, jei tikrinamosios LIMP

kontrolinio tasko Zymeé yra deSinéje puséje nuo atitinkamos etaloninio mato Zymes
(tikrinamojoje LIMP kontrolinis intervalas yra didesnis uZ atitinkama etalonini
intervala). &, - priimama neigiama, jei tikrinamosios LIMP kontrolinio tasko Zyme

yra kairéje puséje nuo atitinkamos etaloninio mato Zymeés.
= Apskaidiuokite kiekvieno intervalo L, ,,, (intervalo tarp gretimy kontroliniy

taSky) nuokrypi A, ;¢
Ai—(i+1) = (fm —-AE, ) = (§i+1 +Ev, - EkL) 5 (12)
gia i=0,1,2,3......;
AE, - etaloninio mato pataisa (sistemingoji paklaida su priesingu Zenklu) ilgiui L, g,

(i§ etaloninio mato kalibravimo liudijimo);
Ek, ir Ev, - kontrolinio intervalo L, ,,, kalibruotoji ir varding vertes.

» Kiekvienam kontroliniam intervalui L,_, apskai¢iuokite nuokrypi A ;:

Ay = ZAi—(Hl) s (13)
i=0
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8.4.4. LIMP skalés paklaida atitinka nustatytus reikalavimus, jei visiems kontroliniams
intervalams tenkinamos salygos: .

* (14) ir (15) — LIMP, kuriose nulio ir/arba Ly Zymé nesutampa su darbinés juostos
krastu ;

*(15) ir (16) - LIMP, kuriose nulio ir/arba Ly Zymé sutampa su darbinés juostos
krastu arba kilpa ar svarelis yra LIMP vardinio ilgio dalis;

®* (17), (18) — specialiosios klasés D matavimo juostoms;

" (19), (20) - specialiosios klasés S matavimo juostoms.

Ag|<a+b-Ly; ; (14)
A | S@+B-Ly iy 5 (15)
Ap|<a+b-Ly +c; (16)
Ao <1L540,75-(n-1); (17)

A | SL5+0,75- (n, ~1); (18)

[Ap|<15+0,75-(n=1); (19)

Ay SLS+15-(ny = 1) (20)

&ia a, b, ¢, - LIMP tikslumo klase atitinkantys dydZiai, kuriy vertés nurodytos 3 lenteléje;
L,;=K;; L_;., =K,,, — K, - kontroliniai intervalai, i3reik$ti metrais ir suapvalinti iki

artimiausio sveikojo skaiciaus;

n =2 - suapvalinta iki artimiausio didesnio sveikojo skaiiaus;

Y
—(i+1 . S 8 5 5 . z . . P
n, = —Y _ suapvalinta iki artimiausio didesnio sveikojo skai¢iaus.

8.4.5. LIMP matavimo ribos atitinka nustatytus reikalavimus, jei visoms LIMP skaléms
tenkinami 8.4.4 punkto reikalavimai.

9. PATIKROS REZULTATU JFORMINIMAS

9.1 Atlikus patikrg iforminami $ie dokumentai:

= patikros protokolas;
» patikros sertifikatas (esant teigiamiems patikros rezultatams ir uZsakovui

pageidaujant);
» paZyma apie neatitikti, nurodant neatitikties pobtdi, jei LIMP neatitinka Sioje
metodikoje nustatyty reikalavimy.

9.2. Jei LIMP atitinka Sios metodikos reikalavimus, ji pazZymima patikros Zymeniu.



